IGE | IPI

Eidgendssisches Institut
flr Geistiges Eigentum

Patentregister-Nachforschungen
Auskinfte zu in der Schweiz und im Ausland wirksamen Schutztiteln

Wollen Sie wissen, ob ein Schutztitel noch in Kraft oder wer sein derzeitiger Inhaber ist? Wir liefern Ihnen die gesuchten
Informationen Uber in der Schweiz oder im Ausland veréffentlichte Schutztitel.

Informationen iiber CH-Schutztitel

Das Patentregister steht allen Interessierten zur Einsicht offen. Wir fiihren darin bibliografische und Rechtsstandsinformationen
zu allen CH-Schutztiteln: zu schweizerischen Patenten und veroffentlichten schweizerischen Anmeldungen, europaischen Patenten
und Anmeldungen mit Benennung Schweiz und Liechtenstein (EP)*, internationalen Patentanmeldungen fiir die Schweiz (PCT)*
sowie erganzenden Schutzzertifikaten (ESZ) und ESZ-Antragen.

Nachforschungen

Anhand lhrer Suchkriterien recherchieren wir in allen veroffentlichten CH-Schutztiteln nach den gewlinschten Informationen:

— Die Rechtsstandsnachforschung informiert, ob ein CH-Schutztitel noch in Kraft ist, wer sein Inhaber ist und ob es
Ubertragungen gegeben hat. Sie erkennen, ob Erfindungen frei nutzbar sind, und kdnnen dadurch Patentkonflikte vermeiden.

— Die Namensnachforschung informiert Uber alle CH-Schutztitel eines Inhabers oder eines Erfinders. Auf dieser Basis kdnnen
Sie die technologische Tatigkeit und die Forschungs- und Entwicklungsstrategie beispielsweise eines Mitbewerbers auswerten,
Patentkonflikte vermeiden und allféllige Kooperationsgebiete ermitteln.

— Die Prioritatsnachforschung wird auf der Basis einer Priorititsnummer aus einem beliebigen Land durchgeflihrt und zeigt auf,
ob zu der gleichen Erfindung als Mitglied einer Patentfamilie parallel ein CH-Schutztitel angemeldet oder erteilt worden ist.

— Die ESZ-Nachforschung informiert, ob zu einem CH- oder EP-Patent oder zu einem Wirkstoff ein ergadnzendes Schutzzertifikat
oder ein Antrag dazu besteht (ein ESZ verlangert bei Arznei- und Pflanzenschutzmitteln die durch das Patent gewahrte
Schutzdauer um bis zu finf Jahre).

Im Rahmen der verflgbaren Daten sind weitere Nachforschungen maglich.

Resultate

Sie erhalten eine Trefferliste mit Nummer und Titel aller gefundenen Schutztitel und/oder Nachforschungsberichte mit
bibliografischen und Rechtsstandsdaten zu jedem einzelnen Schutztitel.

Bibliografische Daten umfassen Schutztitel- und Prioritdtsnummer; Prioritats-, Anmelde- und Erteilungsdatum; Name des
Inhabers, Erfinders und Vertreters; Informationen zu allfalligen Ubertragungen; Titel der Erfindung; Patentklassifikationen.
Rechtsstandsdaten geben dartiber Auskunft, ob ein Schutztitel in Kraft oder gel6scht ist.

Kostenlose Auskiinfte

— In unserer Online-Datenbank unter www.swissreg.ch finden Sie Informationen zu veroffentlichten CH-Anmeldungen, erteilten
CH-Patenten und EP-Patenten mit Benennung Schweiz und Liechtenstein.

— Oder rufen Sie uns an: Wir geben lhnen kostenlos telefonisch Auskunft zu einem veroffentlichten Schutztitel, wenn Sie uns
dessen Anmelde-, Prioritats- oder Publikationsnummer angeben.

Informationen liber Schutztitel mit Wirkung im Ausland
Interessiert Sie der Rechtsstand von Schutztiteln mit Wirkung im Ausland, richten wir zum gleichen Geblhrenansatz eine Anfrage
an das zustandige auslandische Amt. Seine Antwort leiten wir Ihnen unbearbeitet weiter.

Gebiihren: pro Antrag mind. 90 CHF; bei mehr als einer Stunde Aufwand wird jede weitere Stunde zu 180 CHF verrechnet
(Preise inkl. MWST) (Art. 3 Abs. 2 der Verordnung des IGE Uber Gebuhren).

Lieferfrist: nach Absprache; in der Regel innerhalb von 5 Arbeitstagen.

Fur weitere Informationen konnen Sie uns gerne kontaktieren:
Telefon +41 31 377 77 77, info@ipi.ch, www.ige.ch

Antragsformular: siehe Rlckseite oder im Internet unter www.ige.ch/basisrecherchen.

* EP- und PCT- Anmeldungen fur die Schweiz sind, insbesondere tiber Namen, nicht vollstandig recherchierbar.
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Antrag auf eine Patentregister-Nachforschung

1 Suche nach

Name ([] Firma, [] Inhaber und/oder [] Erfinder):

Nummer ( [] Anmelde-, [ ] Prioritats- oder [_] Publikationsnummer):

Datum ( [] Anmelde-, [ ] Prioritats- oder [] Publikationsdatum):

2 Zu beriicksichtigende Schutztitel

[ Veroffentlichte schweizerische Patentanmeldungen [] hangige
[] geléschte

] Erteilte schweizerische Patente [] in Kraft
[] geloschte

[] Veréffentlichte EP-Patentanmeldungen mit Wirkung fiir die Schweiz*

[] EP-Patente mit Wirkung fiir die Schweiz* L] in Kraft
[] geléschte

[] Internationale Patentanmeldungen (PCT) mit Wirkung fiir die Schweiz*

[] Schutztitel mit Wirkung im Ausland

3 Bemerkungen

4 Antragsteller/in

Firma

Kontaktperson

Adresse

PLZ, Ort, Land

Tel. E-Mail

5 Zahlungsart
[] Bitte Betrag in Rechnung stellen

[] Bitte unserem Kontokorrent beim Institut Nr. belasten

Ort, Datum Unterschrift

So konnen Sie uns das Formular einreichen

— Per E-Mail an patent-search@ipi.ch

— Per Post an Eidgendssisches Institut fir Geistiges Eigentum, Anmeldung & Register, Stauffacherstrasse 65/59¢,
CH-3003 Bern

* EP- und PCT- Anmeldungen fiir die Schweiz sind, insbesondere Gber Namen, nicht vollstandig recherchierbar.
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